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Microtrac NANOTRAC Wave lI/Zeta je vysoce
flexibilni analyzator dynamického rozptylu
svétla (DLS), ktery poskytuje informace o
velikosti ¢astic, potencialu zeta, koncentraci a
molekulové hmotnosti. Umozriuje rychlejsi
méreni se spolehlivou technologii, vyssi
preciznost a lepsi presnost. To vse
zkombinované do kompaktniho analyzatoru

DLS s revolu¢ni pevnou optickou sondou.

Diky jedinecnému a flexibilnimu designu sondy Kliknutim zobrazite video
a pouziti metody laserové zesilené detekce v
NANOTRAC Wave Il/Zeta si uzivatel mUze vybrat
ze Siroké skaly méricich bunék, které uspokoji
potreby jakékoli aplikace. Tento design také
umoznuje méreni vzorkl v Sirokém rozmezi
koncentraci, monomodalnich nebo
multimodalnich vzorkd, a to vée bez predchozi
znalosti distribuce velikosti ¢astic. To je mozné
diky pouziti metody Frequency Power Spectrum
(FPS) namisto klasické fotonové korela¢ni
spektroskopie (PCS).
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https://www.microtrac.com/cz/dlvideo/?file_id=6033c312-938c-4b6d-aefd-40b2c3c9c753&lang=cz
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ANALYZATOR VELIKOSTI
NANOCASTIC RADY
NANOTRAC WAVE

| Nastaveni DLS se zpétnym rozptylem o 180°

| Stabilni ukazkové rozhrani pevné optiky - neni
tfeba provadét zadné Upravy

| Rychlé obraceni pole zabranuje
elektroosmoze

| Robustni vypocet pohyblivosti jako funkce
pomeéru vykonového spektra

| Mé&Feni zeta potencidlu s vysokou koncentraci

| Koncentrace vzorku a stanoveni molekulové
hmotnosti

| Univerzalni kompatibilita s rozpoustédly

| Model vypoctu kmitoctového vykonového
spektra namisto PCS

| Laserova zesilena detekce - vysoky pomér
signalu k Sumu
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ANALYZATOR VELIKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE Il / ZETA
PRESNE MERENi KOLOIDNICH SYSTEMU

VSechny analyzatory fady NANOTRAC WAVE
pouzivaji pro méreni DLS stejnou revolucni
technologii sondy. S vyuzitim nasi metody Laserové
zesilené detekce jsou k dispozici opakovatelna a
stabilni méreni velikosti ¢astic pro vSechny typy
materiald.

Série NANOTRAC WAVE muze také vypocitat
koncentraci vzorku pomoci vykonového spektra a
vysledného indexu zatizeni. V zavislosti na vypoctu
distribuce se koncentrace zobrazi ve vhodnych
jednotkach, jako je cm3/ml nebo N/ml. Je také
mozné vypocitat molekulovou hmotnost bud'
hydrodynamickym polomérem, nebo Debyeovym
grafem.

Analyzator ¢astic NANOTRAC WAVE |l ma nékolik
opakované pouzitelnych cel pro vzorky v riznych
velikostech. K dispozici je standardni a
mikroobjemovy teflonovy ¢lanek pro Sirokou skalu
materiald. Pro obtiznéjsi ¢isténi vzorkl je k dispozici
cela z nerezové oceli se standardnim objemem a
také cela z nerezové oceli s velkym objemem.

Analyzator ¢astic NANOTRAC WAVE Il Zeta ma
specialni opakované pouzitelny zeta ¢lanek s
elektrodou pro méreni zeta potencialu. Cely pro
vzorky pro Wave Il jsou také kompatibilni s modelem
zeta.
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ANALYZATOR VELIKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE Il / ZETA
IDEALNI PRO ANALYZU NANOCASTIC A POTENCIALU ZETA

Mobility (magnitude) Polarity [+ or -)

Méreni potencialu zeta v analyzatoru velikosti castic NANOTRAC WAVE |l vyuziva stejnou metodiku
kmitoCtového vykonoveho spektra, ktera se pouziva k méreni distribuce velikosti nanocastic. Stejné stabilni
ukazkoveé rozhrani optiky znamena, ze nejsou nutné zadné Upravy. Zpétny rozptyl a laserové zesilené detekeni
signaly se shromazduji jako pfi méreni velikosti a rychlé sekvenovani aplikovanych elektrickych poli zabranuje
elektroosmoze. Povrch optické sondy je potazen, aby poskytoval elektricky kontakt se vzorkem. Pouzivaji se dvé
sondy, jedna pro stanoveni polarity naboje castic v klouzavé roviné a druha pro méreni pohyblivosti castic v
elektrickém poli. Polarita se méfi v pulznim elektrickém poli, zatimco mobilita se méfi ve vysokofrekvencnim
sinusovém buzeni elektrického pole. Zeta cela ma dvé detekéni sondy na opacnych stranach, které detekuji
polaritu a mobilitu.

Z linearniho kmitoctoveho rozdéleni vykonoveého spektra (PSD) Ize vypocitat index zatizeni (LI), ktery je umérny
koncentraci ¢astic. Hodnoty indexu nacitani poskytuji jediné Cislo pro celkovy rozptyl, kterym lze urcit
pohyblivost ¢astic v mikronech/s/volt/cm a polaritu ¢astic jako +/-, kladnou nebo zdpornou.

Méreni mobility a zeta potencialu zacina mérfenim PSD a urcenim LI pfi vypnuté excitaci. Poté se zméri PSD se
zapnutou vysokofrekvencni sinusovou vinou a provede se pomeér. Polarita se stanovi méfenim LI pred a po
pulznim stejnosmérném buzeni. Pomér LI po excitaci déleny LI pred excitaci mensi nez jedna je pozitivni
polarita (koncentrace klesa) a pomeér vétsi nez jedna je negativni (koncentrace se zvysuje) pro kladné nabity
povrch sondy.

Mobilita = C x (pomér [PSD(on) - PSD(off)] / LI(off)
Zeta Potencial x Mobilita
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ANALYZATOR VELIKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE Il / ZETA

TYPICKE APLIKACE

STABINO ZETA je vysoce univerzalni reseni pro rychlou a spolehlivou analyzu zeta potencialu a stability. Je
navrzeno tak, aby splfovalo poZzadavky modernich prdmyslovych odvétvi, a umozniuje uzivatelGm
optimalizovat vykon v Siroké skale aplikaci, véetné tiskovych barev a pigmentd, keramiky, potravin a napoju,
koloidnich systému, polymerd, mikroemulzi, kosmetiky, bateriovych suspenzi, chemikalii a uhlikovych
materiall. At uz jde o zlepseni kvality produktd, urychleni vyvoje nebo zajisténi konzistence procesd, STABINO
ZETA poskytuje rychlé a praktické informace tam, kde jsou nejvice potrebné.
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farmaceuticky pramysl| emulze ocel

| farmaceuticky pramysl | koloidy | Zivotni prostredi

| inkousty | polymery | adhezni

| humanitni védy | mikroemulze | kovy

| keramika | kosmetika | prdmyslové mineraly
| napoje & potrava | chemikalie

..a mnoho dalsich!

Chcete-li najit nejlepsi reseni pro vase potreby charakterizace ¢astic, navstivte nasi aplikacni databazi
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INTUITIVNI POUZITI POMOCI NEKOLIKA KLIKNUTI

DIMENSIONS LS PRO RADU
NANOTRAC

Software DIMENSIONS LS obsahuje pét prehlednych
pracovnich ploch pro snadny vyvoj metod a obsluhu
pristroje NANOTRAC. Zobrazeni vysledkd a
vyhodnoceni vice analyz je mozné v prislusnych
pracovnich prostorech, a to i béhem probihajicich
méreni.

Jednoduchy vyvoj metody

Jasné strukturovana prezentace vysledkd
RUzné moznosti hodnoceni

Intuitivni pracovni postup

Rozsahly export dat

MozZnost vice uzivatell
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ANALYZATOR VELIKOSTI NANOCASTIC NANOTRAC WAVE II / ZETA
PRINCIP FUNKCE

Opticka faze analyzatord velikosti nanocastic NANOTRAC WAVE |l je sonda obsahujici optické vlakno spojené s
Y rozdélovacem. Laserové svétlo je zaméreno na objem vzorku na rozhrani okna sondy a disperze. Safirové
okénko s vysokou odrazivosti odrazi ¢ast laserového paprsku zpét do fotodiodového detektoru. Laserové svétlo
také pronika disperzi a rozptylené svétlo ¢astic se odrazi o 180 stupnd zpét ke stejnému detektoru. Rozptylené
svétlo ze vzorku ma nizky opticky signal vzhledem k odrazenému laserovému paprsku. Odrazeny laserovy
paprsek se misi s rozptylenym sveétlem ze vzorku a pfidava vysokou amplitudu laserového paprsku k nizké
amplitudé surového rozptylového signalu. Tato metoda laseroveé zesilené detekce poskytuje az 106nasobek
pomeéru signalu k Sumu u jinych metod DLS, jako je fotonova korelacni spektroskopie (PCS) a NanoTracking
(NT).

Rychla Fourierova transformace (FFT) laserového zesileného detekéniho signalu vede k linearnimu
frekvenénimu vykonovému spektru, které je poté transformovano do logaritmického prostoru a
dekonvoluovano za vzniku vysledné distribuce velikosti ¢astic. V kombinaci s laserovou zesilenou detekci
poskytuje tento vypocet frekvenéniho vykonového spektra robustni vypocet véech typU distribuci velikosti
Castic - Uzké, Siroké, monomodalni nebo multimodalni - bez nutnosti a priori informace pro prizpUsobeni
algoritmu, jako je tomu u PCS.

Metoda laserové zesilené detekce pouzita v analyzatorech Castic Microtrac neni ovlivnéna aberacemi signalu

zpUsobenymi necistotami ve vzorku. Klasické pristroje PCS museji bud'filtrovat vzorek, nebo vytvaret
komplikované metody méreni, aby tyto odchylky signalu eliminovaly.
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1. Detektor | 2. Odrazeny laserovy paprsek a rozptylené svétlo | 3. Safirové okno | 4. Rozdélovac paprskd Y | 5.
Cocka GRIN | 6. Vzorek | 7. Laserovy paprsek v optickém viakné | 8. Laser
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Vypocet velikosti iterativni ¢astice z vykonového spektra
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LOGARITHMIC FREQUENCY CHANNELS

1. Odhad velikosti distribuce | 2. Vypoctéte odhadovanou velikost ¢astic | 3. Vypocitejte chybu ve velikosti castic |
4. Spravné odhadované rozdéleni | 5. Opakujte kroky 1-4, dokud neni minimalizovana chyba | 6. Minimalni
rozdéleni chyb je nejvhodnéjsi

www.microtrac.com/nanotrac-wave-ii
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